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Remarks

Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi(EA) ve Uluslararas:
Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsilikli taninma antlagmasni imzalamustur,

The Turkish Accreditation Acency( TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the
Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognation of test reporis.

Deney ve/veya 6lgiim sonuglan, geniletilmig ol¢im belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metodlani bu raporun tamamlayict
kismu olan takip eden sayfalarda verilmistir,

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given

on the following pages which are part of this report.

Deney Sorumliusu Kon
Revi,

8 /oyda Kazim CANTURK
Tekniker Miihendis Laboratuvar Miidiirii

s L

kopyalanip gogalulamaz. Imzasiz ve mﬁhiir;éz raporlar gegersizdir.

Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmesz.

This test report shall not be repraduced other than in full except with the written permission of the labaratory. Tost reports withowt signature and seal are not valid
This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate
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@ DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 267732/ 08.15
HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY ~ AB-0001-T

TS IEC 60884-1
Madde Iistenenler- Deneyler Agiklamalar Sonug

DENEY RAPORU
TS IEC 60884-1( Haziran 2007)/TS40(Kasim 1997)

FISLER VE PRIZLER - EV VE BENZERiI YERLERDE KULLANILAN
BOLUM 1 : GENEL KURALLAR

Rapor

Rle B.cciicviiimnniinsnn 267732/08.15
Rapor tarihi.........ccooervviiiinnennn? 27.08.2015
SayfalSaVIS ...i.iiiiiiimmnmene bl 48

CCA/ CBDeney Laboratuvarinin

BB L v bssismsvsisisssissnasiiiss s TSE Ankara Elektroteknik Laboratuari

AATOS.......Le.orserensnsnersnsenssssossssansost Necatibey Caddesi No: 112 Bakanliklar/ ANKARA

Miisterinin Adi.........................: METAL KALIP SANAYi VE TICARET A.S.

AISI..oooooeoooo Istiklal Mahallesi Fevzigakmak Caddesi No:31 Esenyurt /
ISTANBUL

Deney spesifikasyonlari

Uygulanan standard : IEC 60884-1:2002 (Third Edition) + A1:2006

Deney prosediirii ; CB

Prosediirden sapma  : N/A

Deney rapor formu numarasi : IEC60884 1C

TRF tarihi = IMQ

TRF kaynag: : Dated 2006-10

Copyright © 2004 IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment (IECEE), Geneva, Switzerland. All
rights reserved.

Bu TRF, ticari amaglar diginda, IECEE ye bilgi verildigi siirece, kismen veya tamamen gogaltilabilir. Bu ¢ogaltmalardan dolay: olusabilecek
hata ve yaralanmalardan IECEE higbir sorumluluk kabul etmez,

IECEE 02" ye gére bu rapor, akredite edilmis bir CB test laboratuvar tarafindan imzalanmadike¢a ve milli belgelendirme kurulugunun
yayinladigi bir belgenin eki olmadikga, CB test raporu olarak kullanilamaz.

Bu form IECEE iiyesi olmayanlarca kullamldiginda IECEE/ IEC logolart ve CB prosediiriine atif ¢ikartiimalidir.

CCA kurallarina gére bu rapor, akredite edilmis bir CCA test laboratuvari tarafindan imzalanmadikg¢a ve milli belgelendirme kurulusunun
yaymnladigi bir CCA belgesinin eki olmadikga, CCA test raporu olarak kullanilamaz.

Bu form CCA iiyesi olmayanlarca kullamildiginda CIG logosu ve CCA prosediiriine atif gikartilmalidir,

16A, 250V ~ , normal ve arttirilmug korumali, sivaalti, rtiiciili ve
Deney Numunesinin Tanimi.......: Ortiiciisiiz, A tasarimli, vidah baglantili, iki kutuplu, yan topraklama
kontakli prizler
7 C T TR ) S WS NILSON
Modeli/ tip referansi...................... : Tablo 1
Beyan degerleri.........................x 16A, 250V ~
Ureticisi .......vvuveeeeisarennsnnnnnni: METAL KALIP SANAYi VE TICARET A.S.

IEC60884 1C Sayfa 2 / 48
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@ DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 267732/ 08.15

HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELEC TROTECHNICAL LABORATORY

AB-0001-T

TS IEC 60884-1

Madde l Istenenler- Deneyler

Aciklamalar

Sonug

Deneyin yapildig1 yer/ prosediir...:

CB/ CCA deney Laboratuvar :
.Jey yeri/ adresi. ... rvvmecrenensd
Deneyleri yapanlar (+ imza)..........:
Deneyleri Kontrol Eden (+ imza)..........:
Onaylayan (+ imza)..................:

Tam iiyelik yetkisi olmayan
CB deney laboratuvar::

Deney yeri/ adresi.......................:
Deneyleri yapanlar (+ imza)..........:

Onaylayan (+ imza).......................:

TSE Ankara Elektroteknik Laboratuvari

Necatibey Caddesi No: 112 Bakanliklar/ ANKARA

Serhan OZEN 9
Soydan CERAN
Kazim CANTURK

/

TMP deney prosediirii:
Deneyleri yapanlar (+ imza)..........:
Onaylayan (+ imza).......................:
Deney yeri/ adresi...................... :

WMT deney prosediirii:
Deneyleri yapanlar (+ imza)..........:
Taniklik eden(+ imza)..................:
Onaylayan (+ imza).........................

Deney yeri/ adresi......................:

SMT deney prosediirii:
Deneyleri yapanlar (+ imza).........:
Onaylayan (+ imza).........................
Denetleyen(+ imza)....................:
Deney yeri/ adresi.....................:

RMT deney prosediirii:
Deneyleri yapanlar (+ imza).........:
Onaylayan (+ imza).....................
Denetleyen(+ imza)....................

Deney yeri/ adresi.....................:

IEC60884 1C
LAB-D-FR-36 / 15.08.2014-0
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@ DENEY VE KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 267732/ 08.15
HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY AB-0001-T

TS IEC 60884-1
Madde I Istenenler- Deneyler Agiklamalar Sonug

Deneylerin dzeti:

Yapilan deneyler (deneyin adi ve madde numarasi): Madde 8.,9,10,1 1,12,13,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29
Deney numunesinin ézellikleri Deney yeri: TSE Ankara Elektroteknik Laboratuar
it o8 7 (R SR | | S —- Foy 7

Beyan akimi (A)............oooovveiniiiiiieiiiii 16A

Beyan gerilimi (V).........cocooovvereeienaneeeeeiinniinit 250V ~

Tehlikeli béliimlere ve kat1 yabanci cisimlerin girmesine P2X

kars1 koruma derecesi................:

Zararh su girisine karsi koruma derecesi ............. - IPX0

Topraklama diizenlerine gore.............................: Toprakh

Kabloyu baglanti metoduna gore........................: Stokiilebilen

e el | AR -

Anma kesit alam (mm?).....................coooeeii -

Baglanti ucu tiplerine gére........................o..... .t Vidali baglantih

Bilegtimeain Upl.... ... ccininisinninin i o -

PRIZLER:

Elektrik garpmasina karsi koruma derecesi. ............ : Normal Korumah

Ortiiciilerin var olup olmamasina gore................. - Ortiiciisiiz

Prizin uygulanan montaj metoduna gére................ : Sivaalti

Tesis metoduna goére..................coveeeeevnneenii it A tasarimh

Devrelerin kullanildigi yerdeki amacina gére ...... : Topraklama korumasini saglayan tek topraklama devresi
FiSLER:

Deney sonug¢larinin gosterilmesi:

Bu deney bu numuneye uygulanmaz...............: -

Deney sonucu uygundur....................co...........: G(ECTI)

Deney sonucu uygun degildir..................... ....: K( ALDI)

Deney

Numunenin geli tarihi ................................ 07.07.2015

Deneylerin degerlendirildigi tarihler .................: 10.08.2015 - 27.08.2015

Genel Agiklamalar:

Bu rapor TSE* den izinsiz olarak kismen ¢ogalulamaz.

Bu raporda ondalik sayilar nokta( virgiil) ile aynlmisur.

Bu rapor yalmzea denenen numune igin gegerlidir,

* agiklamaya bakimz" ifadesiyle, raporun ekinde sunulan ek mahiyetindeki agiklamaya anf yapilmaktadir.
* ekli tabloya bakiniz” ifadesiyle, raporun ekinde sunulan tabloya atif yapilmakiadir.

Genel Agiklamalar:

Bu rapor TSE* den izinsiz olarak kismen ¢ogaltilamaz.

Bu raporda ondalik sayilar nokta( virgil) ile aynlmstir,

Bu rapor yalmzea denenen numune igin geerlidir.

“ agiklamaya bakiniz” ifadesiyle, raporun ekinde sunulan ek mahiyetindeki agiklamaya atf yapilmaktadir,
“ ekli tabloya bakimiz” ifadesiyle, raporun ekinde sunulan tabloya atif yapilmaktadir.

IEC60884 1C Sayfa 4 / 48
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@ DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 267732/ 08.15
HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY ~ AB-0001-T

TS IEC 60884-1
Madde ’ Istenenler- Deneyler IA;:: klamalar Sonug
Tablo 1
Seri Ad1/ Kodu Ana Givde Kapak Tip Referans . '
Tip OZELLIKLER
Referansi
1 017 (Ortiiciisiiz ,normal
korumali)
SELENE/23 XX h
1 018 (Ortiiciisiiz ,arttirilmig
16A, 250V ~ , normal ve arttiriimis
NGOG XX 72 korumal1) korumali, sivaalti, 6rtiiciilii ve drtiiciisiiz,
TOURAN/24 XX 1019 {Ortuculu normal A tasarimli, vidah baglantlll, iki kutuplu,
kortmiali) ’ yan topraklama kontakli prizler
TOURAN LUKS/22 XX L
1 020 (Ortiiciilii ,arttirilmis
korumali)
IEC60884 1C
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DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 267732/ 08.15
HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY — AB-0001-T

TS IEC 60884-1
Madde ] Istenenler- Deneyler I Agiklamalar

Sonug

1017
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@ DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 267732/ 08.15
HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY ~ AB-0001-T

TS IEC 60884-1
Madde | Istenenler- Deneyler Agiklamalar Sonug

1018
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DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 267732/ 08.15

HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY ~ AB-0001-T
TS IEC 60884-1
Madde Istenenler- Deneyler Agiklamalar Sonug
1019
IEC60884 1C
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@ DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 267732/ 08.15
HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY ~ AB-0001-T

TS IEC 60884-1
Madde Istenenler- Deneyler Agiklamalar Sonug

1020
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DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI
HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY

267732/ 08.15
AB-0001-T

TS IEC 60884-1

Madde

] Istenenler- Deneyler

Actklamalar

Sonug

ISARETLEME

8.1

Fis ve prizde agagidaki isaretler bulunmalidir.

-Beyan Akimi (A)

16A

-Beyan Gerilimi (V)

250V

-Besleme kaynaginin sembolii

—

-Imalatg1 veya yetkili saticinin adi

NILSON

-Tip referansi

Tablo 1

QIala|ala

-Koruma derecesinin sembolii (ilk hane)

-Koruma derecesinin sembolii (ikinci hane)

-Vidasiz baglanti uglu prizlerin igaretlemesi

-Soyulacak yalitimin uzunlugu

-Yalniz rijit iletkenlerin takilmasina uygun prizlerde bu
sinirlamay1 gosteren bir isaret

8.2

Semboller standarda belirtilen sekilde kullanilmalidir.

-Besleme kaynag tipini gosteren isaretleme beyan akimi
ve beyan gerilimi isaretlerinden sonra gelmelidir.

8.3

Sabit prizlerde isaretleme ana béliim iizerinde yapilmahdir

-Beyan akimi, beyan gerilimi ve besleme fisi

-Imalatgimin veya yetkili saticimin adh ticari isareti

-Varsa, yalitmin soyulma uzunlugu

-Tip referansi

-Giivenlik amaglari igin gerekli olan ve ayr satilmasi
amaglanan kapak levhalari imalatgimin veya yetkili
saticinin adi ve tip referansi isarelenmelidir.

Uygulanabiliyorsa, IP kodu : kolayca okunabilecek
sekilde isaretlenmelidir.

Madde 7.2.5 b)e gore simflandirilan sabit prizlerde:
normal devrelerde kullanilmasimin disinda fakh bir
konfigurasyonu yoksa montaj yaplldlgmda gomlcbilecek
bir liggenle isaretlenmelidir. s S

8.4

-Fislerde ve seyyar prizlerde tlp referansu hanc,:
Madde:8.1"e belirtilen isaretleme kolayca
okunabilmelidir.

-II simifi donamim igin filer ve seyyar prizler, Il simifi
sembolil ile isaretlenmemelidir.

8.5

-Notr iletkeni baglanti uglari; N

-Topraklama baglanti uglari:topraklama sembolii

Isaretleme vidalar ve diger kolayca sokiilebilen béliimler
tizerinde olmamalidir.

baglanti uglari::

Prizin ana fonksiyonu ile ilgili bir bélim olmayan iletkenlerin baglanmas: igin temin edilen

-Ama¢  kendiliginden  belli olmadikga  acikca

tanitilmahdir.

IEC60884 1C
LAB-D-FR-36 / 15.08.2014-0 L
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DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI
HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY

267732/ 08.15
AB-0001-T

TS IEC 60884-1

Madde

I Istenenler- Deneyler

Aciklamalar

Sonug

10

ELEKTRIK CARPMASINA KARSI KORUMA

10.1

Prizler: Gerilimli béliimlere erigilebilir ~ durumda
olmayacak bigimde tasarimlanmalidir.

Fislerin gerilimli boliimleri fig, prize kismen veya
tamamen takilirken erigilebilir durumda olmamalidir.

IEC 61032 deney probu B ile deney yapilir.

IEC 61032 “de belirtilen deney probu 11 ile elastomerik

veya termoplastik malzemeden yapilan fis/prizlerde,(35 +
2) °C’de bir ek deney yapilir.(75 N ,1dakika)

75N,1 dakika

Deney sirasinda fis/prizde deformasyon olmamah ve
gerilimli bliimler erigilebilir duruma gelmemelidir.

Fisler ve seyyar prizler sekil 8°de belirtildigi gibi 5 dak.
Siireyle 150 N’luk kuvvetle sikistinlir. Numunelerde
deformasyon olusmamalidir.

10.2

Prizlerin tabanini, kapaklarini veya kapak levhalarini
tespit eden kiigiik vidalar ve benzerleri harig erigilebilen
boliimleri yalitkan malzemeden olmalidir.

Sabit prizlerin, fislerin ve taginabilir prizlerin erigilebilir
béliimlerinin kapak veya kapak levhalari:Madde 10.2.1
veya 10.2.2°deki kurallara uygun oldugu takdirde
metalden yapilabilir,

10.2.1

Metal kapaklar veya kapak levhalari; yalitic1 engeller veya
yalitici kaplamalar ile yapilan ek yaliim ile korumalidir.

Yalitic kaplama veya engeller kalici hasara ugramadan
gikartilamamalidir.

Metal kapak veya kapak levhalarinin gerilimli bélimlerle
rasgele temas tehlikesi bulunmamalhdir.

10.2.2

Metal kapaklar veya kapak levhalar1, bunlarin tespiti
sirasinda diisiik direngli bir baglant: ile otomatik olarak
topraga baglanir.

10.3

Bir fisin bir kontak gubugu ile gerilimli priz kontag)
arasinda diger kontak ¢ubugu erigilebilir durumda iken
baglanti yapilmasi miimkiin olmamalidir.

Bu kurala uygunluk elle denenerek ve toleranslan tablo
2’de verilen mastarlar kullanilarak dogrulanir.

Elastomerik ve/veya termoplastik malzemeden yapilmig
fig/prizlerde deney 35°C+2°C ortam sicakliginda iken

yapilir.

Mahfazalar veya govdeleri lastik veya polivinilkloriirden
yapilan prizlerde mastar 1 dak. Siire ile 75 N luk bir
kuvvetle uygulanir,

[EC60884 1C
LAB-D-FR-36

Sayfa 12 / 48
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DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 267732/ 08.15

HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY

AB-0001-T

TS IEC 60884-1

Madde ] Istenenler- Deneyler

Aciklamalar

Sonug

11

TOPRAKLAMA DUZENI

11.1

Topraklama baglantisi, fisin akim tagiyan kontaklarinin
gerilim altina girmesinden 6nce saglanacag bigimde
yapilmahdir.

Alam tastyan kontak ¢ubuklar, toprak baglantisinin
kesilmesinden 6nce ayrilmalidir.

11.2

Sokiilebilen fis/prizlerin topraklama baglanti uglan madde
12’ye uygun olmalidir.

Sabit prizlerin topraklama baglant1 uglari tabana veya
tabana giivenilir bicimde tespit edilmis bir béliime tespit
edilmelidir.

Sabit prizlerin topraklama kontaklar

Sabit prizlerin ilave dis topraklama baglanti uglari en az 6
mm® ‘lik iletkenlerin baglanmasina uygun olmalidir.

Topraklama devresi boliimleri tek parga olmal veya
pergin, kaynak ve benzerleri gibi giivenilir bigimde
baglanmis olmalidir.

Sokiilebilen fis/prizlerin topraklama baglanti uglar dahili tip olmalidir.

a

-tabana tespit edilmeli veya

-kapaga tespit edilmelidir. Ancak topraklama baglanti ucu
giivenilir bigimde baglanmali,kontak pargalar glimiis
kaplamali veya yeterli korumaya sahip olmalidir.

Topraklama devresi béliimleri tek parga olmali veya
pergin, kaynak ve benzerleri gibi giivenilir bigimde
baglanmig olmalidir.

11.3

Sabit prizlerin erigilebilir metal béliimleri topraklama
baglanti ucuna devamli ve giivenilir bigimde baglanmis
olmalidir,

11.4

[P>X0 °li yalitkan malzemeden mahfazali,birden fazla kabl
belirtildigi gibi donatilmalidir:

o girisi bulunan prizler agagida

- bir i¢ topraklama baglanti ucu ile veya,

- bir giren ve bir ¢ikan topraklama iletkeni baglanabilecek
bigimde tasarimlanmamissa (iiretici tarafindan belirtilen
baglant: tipi kullamilarak baglanti deneyden gegirilir.)

- bir giren ve bir ¢ikan topraklama iletkeni 140t
hel4al4114nl4ine izin veren prizler

11.5

Topraklama baglanti ucu ile ona baglanarak erisilebilir
metal boliimler arasindaki baglanti, diisiik direngli
olmalidir.

Deney akimi beyan akiminin 1,5 katina esit veya 25 A (A)

Direng 0,05 Q (£2)'u asmamahidir.

IEC60884 1C
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DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 267732/ 08.15

HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY

AB-0001-T

TS IEC 60884-1

Madde

]Istenenler- Deneyler

Aciklamalar

Sonug

Vidalar ¢inko veya aliiminyum gibi yumusak metalden
yapilmamalidir.

1224

Baglanti uglan korozyona dayanikli olmahidir

12.2.5

Vidali ug baglanti uglan iletkeni/iletkenleri agir hasara
ugramamalidir.

Ekteki ¢izelge 12.2.5’e bakinz.

Deney sirasinda:iletken sikistirma iinitesinden kayarak
¢ikmamalisikigtirma tinitesi yakininda kopmamali ve
hasara ugramamalidir.

12.2.6

Baglanti uglan iletkeni giivenilir bigimde metal yiizeyler
arasinda sikistiracak sekilde tasartmlanmalidir.

Ekteki gizelge 12.2.6"a bakiniz.

Deney sonunda ; iletkenin higbir teli sikigtirma iinitesi
disina kagmamalidir,

12.2.7

Baglanti uglari, sikigirma  vidalan ve somunlar
sikigtirtlirken iletkenin kayarak ¢ikamayacagi bigimde
tasarimlanmali veya yerlestirilmelidir.

Ekteki gizelge 12.2.7’e bakiniz.

Deney sonunda : iletkenin higbir teli sikigtirma iinitesi
digina kagmamali

12.2.8

Baglanti uglari fig/prizlere tespit edildikleri yerlerden
gevsemeyecekleri bigimde tespit edilmelidir.

Moment deneyi (Vida ve somunlar 5 defa gevsetilip sikilir):

=Deney ARIN(AY . Th Gt eitonsermssbssbossossossssapassiinssii

16A

- En biiyiik kesit alanli rijit som bakar iletken (mm?)
(gizelge 3)

2,5 mm?

- lletkenin tipi (som veya biikiilgen) ..............cccooeeee.... 3

Som

-Moment (Nm} cnzelge 6 veya selul 2,3 yada4 gore
olmali .. I - P —

0,8 Nm

Deney esnasinda: baglantllar gevsememell ve hasar
goriilmemeli

1229

Baglanti uglarinin sikistirma vidalari veya somunlari,
kazara gevsemeye kargi yeterli bigimde kilitlenmeli ve bir
alet yardimi olmadan gevsetilmeleri miimkiin olmamalidir

12.2.10

Topraklama baglanti uglarinda korozyon tehlikesi
bulunmamalidir.

Piringten veya korozyona dayaniklihgi daha az olmayan
bir metalden olmalidir.

Gdvde metal iskeletin veya mahfazanin bir boliimii olmasi
durumunda:Korozyon riskine kargi gerekli énlemler
alinmalidir.

12.2.11

Sikistirmali baglanti uglarinda g sekil 2 de belirtilen
degerden daha az olmamalidir. Izin verilen (mm) 6lgiilen
(mm):

Baghkli baglant: uglarinda : Uzaklik g sekil 5°de belirtilen

degerden daha az olmamalidir.izin verilen (mm) Olqulcn
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Madde

Istenenler- Deneyler

Aciklamalar

Sonug

[letkenler baglanirken veya sokiiliirken baglanti uglar
gevsememelidir.

Kendiliginden sertlesen regineler mekanik zorlamalara
maruz kalmayacak baglanti uglarimn tespitinde
kullanilabilir.

12.3.10

Vidasiz baglanti uglari, normal kullanmada olusan
mekanik zorlamalara dayanmalidir.

Ekteki ¢izelge 12.3.10a bakimiz

Cekmenin uygulanmasi sirasinda iletken vidasiz baglanti
ucundan digariya gikmamalidir.

Sekil 11°de gosterilen aparatla ilave deneyler yapilmalidir.

Ekteki gizelge 12.3.10’a bakimz

Deney sirasinda iletkenler sikistirma iinitesi iginde dikkat
¢ekecek kadar hareket etmemelidir.

Bu deneylerden sonra ne baglanti uglan ne de sikigtirma
tniteleri gevsememeli ve iletkenlerde bir gekil degisikligi
goriilmemelidir,

12.3.11

Vidasiz baglanti uglan normal kullanilmalarinda olusan
elektriksel ve 1s1l zorlamalara dayanikli olmalidir.

Ekteki gizelge 12.3.11°e bakimz

Deney sonunda bire degisiklik gbzlemlenmelidir.

12.3.10’a gbre mekanik dayamim deneyi

Ekteki ¢izelge 12.3.11°e bakimz

Cekmenin uygulanmasi sirasinda iletken vidasiz baglant
ucundan digariya ¢ikmamalidir.

Sekil 11°de gosterilen aletle ilave deney

Ekteki gizelge 12.3.11"e bakiniz

Deney siiresince iletken sikigtirma iinitesi iginde dikkat
gekecek kadar hareket etmemeliir.

Bu deneylerden sonra baglanti uglarinda veya sikisma
diizeninde gevseme olmamali ve iletkenlerde sekil
degisikligi olusmamalidir.

12.3.12

Vidasiz baglanti uglari; baglanan rijit som iletkenin;
normal montaji sirasinda egisme olsa dahi, sikigtirilmig
durumda tutulaca@: bigimde tasarimlanmalidir.

Ekteki ¢izelge 12.3.12°e bakiniz

13

SABIT PRIZLERIN YAPILISI

13.1

Priz kontak diizenlerinde yeterli elastiklik bulunmalidir.

13.2

Priz kontaklari ve prizlerin kontak ¢ubuklari korozyona
dayanikli olmahdir.

133

Yalitkan kaplamalar, engeller ve benzerlerinin mekanik
dayanimu yeterli olmalidir.

13.4

Prizler uygun bir yapida yapilmalidir

Tabanin duvara veya bir montaj kasasina kolayca tespit
edilebilecegi igimde yapilmalidir

lletkenlerin baglant1 uglarmni igine kolayca sokulabilecegi
ve baglanabilecegi bigimde yapilmalidir.

[letkenler dogru yerlestirilmelidir

IEC60884 1C
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Madde

] Istenenler- Deneyler |Ag:|klamalar

Sonug

Buna uygunluk deney parmagi ile gikartmaya calisilarak kontrol edilir.

Gerilimli kisimlarin madde 24.14 e gore test edilir
(Cikmadiginin dogrulanmas)

Sokiilmeleri durumunda gerilimli béliimlerden gizelge 23
de verilen degerlerde yalitma araliklar ve yiizeysel kagak
yolu uzunlugu ile ayrilan topraklanmamis metal
béliimlere ulagilabiliyorsa Madde:24.15 deki deneylerle

Sadece yalitmh béliimlere veya topraklanmis metal
bliimlere veya gerilimli bdliimlerden gizelge 23 de
verilen degerlerin iki kati degerlerde yalitma araliklar
veya ylizeysel kagak yolu uzunluklari ile ayrilan metal
béliimlere veya 25 volt a.a dan biiyiik olmayan SELV
devrelerin gerilimli béliimlerine Madde:24.16’daki
deneylerle

13.8

Topraklama kontagi bulunan bir prizin kapak levhasinin,
topraklama kontag1 bulunmayan bir prizin kapak levhasi
ile aralarinda degigtirilmesi miimkiin olmamalidir.

13.9

Siva listii prizler:mahfazalarinda hig bir serbest agiklik
bulunmamalidir,

13.10

Prizin bir yiizey tizerine, bir kasa iine veya mahfaza igine
montajinda kullamlan vidalar ve diger diizenlere 6n
taraftan kolayca erisilebilmelidir.

Bu diizenler higbir baska tespit amact ile
kullaniimamahidir

13.11

Miisterek govdeli goklu prizlerde, kontaklarin aralarinda
paralel baglanmasi igin sabit kopriiler bulunmalidir.

Bu kopriilerin tespiti esleme tellerinin baglantisindan
bagimsiz olmalidir.

13.12

Farkl gévdeleri bulunan ¢oklu prizler her bir gévdenin
hatasiz konumlandiriimasi saglanacak bigimde
tasarimlanmalidur,

Herbir gdvdenin tespiti; kombinasyonun montaj yiizeyine
tespitinden bagimsiz olmahdir.

13.13

Siva iistii tip prizlerin montaj levhasinin mekanik
dayanimi yeterli olmalidir.

13.14

Prizler i¢lerine sokulabilecek donanimin uygulayacag:
zorlamaya dayanikl olmalidir.

aQ

16 A, 250 V, prizler: Priz montaj yiizeyi iizerinde 90° 4
defa dondiiriilir. (sekil 13 da gésterilen diizenek)

Deney siiresince cihaz disariya ¢ikmamalidir.

Deneyden sonra

Higbir hasar olusmamahdir

Prizler madde: 22’ye uygun olmalidir.

13.15

Prizler bir lamba duyunun ayrilmaz bir b6liimii
olmamalidir.

Q (@I@|alal O
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Prizler isitma hiicresine konularak 40°C de 2 saat tutulur.
Deney parmagi ucu ile 5 sn. Siire ile 30 N.luk bir kuvvet
uygulanir. Deneyler sirasinda bigimde degistirme
olmamalidir,

Eksenel ¢ekmeye maruz kalan halka contalara 5 sn siire
ile 30 N'luk eksenel gekme kuvveti uygulanir. Deney --
sirasinda; halka contalar disan gikmamalidir.

Deney sonunda: zararh sekil degisikligi, ¢atlama ve
benzeri hasar olugsmamalidir.

Deney herhangi bir islem uygulanmamis olan halka
cantalar ile tekrarlanir.

13.23 Girig agikliklan i¢indeki halka ¢antalarin ortam sicakh@
diisiik iken kablolarin priz igine takilmasina izin verecek -
malzemeden yapilmalar istenir

Girig agikliklan igindeki halka gantalarin ortam sicaklig diisiik iken kablolarin priz icine
takilmasina izin verecek malzemeden yapilmalari istenir

Prizler —15°C da 2 saat siire ile tutulur. En biiyiik ¢apli
kablolarin sokulmasi miimkiin olmalidir.

Deneyden sonra sekil degistirme, gatlama ve benzeri hasar

goriilmemelidir.
14 FISLERIN VE SEYYAR PRIZLERIN YAPILISI
14.1 Sokiilemeyen fis veya sokillemeyen seyyar priz

Biikiilgen kablo fi veya seyyar priz tamamen kullanilmaz
duruma getirilmeden aynlamamalidir.

Fig veya seyyar priz el ile veya tornavida gibi genel amagh
bir aletle agilamamalidur.

14.2 Fislerin ve seyyar prizlerin kontak gubuklarinin mekanik
dayammi yeterli olmalidir.

Sert olmayan kontak gubuklari igin deney

madde 21’den sonra yapilir): 100 N’luk bir kuvvet+
kontak gubugu eksenine dik yonde Sekil 14’e gore -
4,8 mm gapli bir gelik gubukla 1 dakika siireyle
uygulanir.

Kuvvetin uygulanmas siiresince, kontak gubugunun
kuvvetin uygulandig1 noktasindaki boyut azalmasi 0,15 --
mm den fazla olmamalidir.

Cubugun kaldinlmasindan sonra kontak gubugunun
boyutlar 0,06 mm’den fazla degismis olmamalidir.

143 Figlerin kontak ¢ubuklar:
-Dénmeye kars: kilitlenmis b
-Fig sokiilmeden ¢ikartilmayacak =

-Fi normal kullanilmasindaki gibi baglantilari yapilarak
yerine monte edildiginde, govdeye yeterli tesbit edilmis
olacak

* T.Cx
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Madde

| Istenenler- Deneyler

Agiklamalar

Sonug

Gerilimli bir baglanti ucuna baglanan iletkenin serbest
teli higbir erisilebilir metal béliime dokunmamalive
montaji yapildiginda mahfaza disina tasmamalidir.

Topraklama baglanti ucuna baglanan iletkenin serbest
teli, gerilimli bir béliime dokunmamalidir.

14.10.2

Sokiilemeyen kaliplanmamus fis ve seyyar prizlerde, imalatci tarafindan agtklanan en biiyiik
tasarim styirma uzunlugundan 2 mm fazla iletken ile deney.

Gerilimli baglanti ucu diizenine baglanan iletkenin
serbest teli higbir erisilebilen metal bélime
dokunmamali veya dis yiizeyin 1,5 mm altindaki hig bir
vapisal aralik tizerinden yiizeysel kagak yolu uzunlugu
ve yalitim aralig1 azalmamalidir.

Topraklama baglanti diizenine baglanan iletkenin serbest
teli higbir gerilmeli béliime dokunmamalidir.

14.10.3

Sékiilemeyen, kaliplanmig figler ve seyyar prizler

Erisilebilen yiizeyin 1,5 mm altinda basibos iletken
tellerinin ve/veya gerilimli béliimlerin yahitimindan
gegen min. Uzaklig diigiirmesini dnleyecek diizenlerin
bulundugunun dogrulanmasi.

14.11

Sokiilebilen fisler ve seyyar prizler:

-Gerilmenin azaltilmasi ve burulmanin énlenmesinin
nasil gergeklestigi agik olmahidir.

-Kordon tespit diizeni veya en az bir béliimii, fig veya
seyyar prizin boliimlerinden birinin ayrilmaz bir béliimii
olmali veya bir béliime kalici olarak tespit edilmelidir.

-Diigiimleme metodu kullanilmamalidir,

-Kordon tespit diizeni, baglanabilecek farkli tiplerdeki
biikiilgen kablolara uygun olmalidir. Varsa biikiilgen
kablonun sikistilmasinda galisan vidalar, diger higbir
bilesenin tespitinde kullanilmamalidir.

-Kordon tespit diizenleri, yalitkan malzemeden olmali
veya metal boliimleri {izerine tespit edilmis yalitkan
kaplamasi bulunmalidir.

-Kordon tespit diizenlerinin metal boliimleri, sikistirma
vidalari dahil, topraklama devresinden yahtilmalidir.

14.12

Sokiilebilen seyyar prizler ve sokiilemeyen seyyar prizler
:Gerilimli béliimleri konumunda tutan kapaklar kapak
plakalarini veya bunlarin bdliimleri bir alet kullanmadan
agilmasi miimkiin olmayacak sekilde tespit edilmelidir.

14.13

Seyyar prizlerin kapaklarinda figin kontak ¢ubuklari igin
yapilan girislerde gegis izolatérleri varsa, bunlar
disanidan gikartilamamali veya kapak ¢ikartildiginda
kazaen sokiilememelidir.

14.14

Figlerin veya seyyar prizlerin i¢ béliimiine erisilmesinin
saglanmasi igin Sngoriilen vidalan sokiildiigiinde
diiymeyen tipten olmalidir
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Madde

] Istenenler- Deneyler

Agiklamalar

Sonug

14.23.2

Prize kavrama yiizeyinin diisey diizlemde tutulmas: igin
uygulanacak ek moment 0,25 Nm'yi asmamalidir. ...... -

14.24

Fisler, ilgili prizden el ile kolayca ¢ikartilabilmelidir.

Tutma ylizeyleri, biikiilgen kabloda gekme olmadan,
fisin gikartilabilecegi bigimde yapilmalidir.

14.25

Halka contalar Madde 13.22 ve 13.23'deki kurallara
uygun olmalidir,

15

ARA KILITLEMELI PRIZLER

Bir anahtarla kilitlenen prizler:

Priz kontaklar: gerilimli iken, bir figin takilamayacagi
veya tamamen ¢ikartilamayacagi bigimde yapilmalidir.

Prizin kontaklan figin tamamen kavranmasina kadar

gerilimli olamamalidir.

16

DAYANIKLILIK

YASLANMAYA, HASAR VEREN SU GIiRIiSINE VE NEME KARSI

16.1

Yaslanmaya Karsi Dayanmikhlik

Fisler/Prizler yaglanmaya kars1 dayamkl olmalidir.

Seyyar prizlerine madde 20’deki belirtilmis olan deney
260t takihr.

Fisler/Prizler sicaklig1 70°C+ 2°C olan 1sitma hiicresinde
7 giin (168 saat) tutulur,

Deneyden sonra;deney numuneleri asagidaki durumlart saglamalidir:

- Ek bityiitme uygulamadan normal veya diizeltilmis g0z
ile yapilan muayene de gériilebilir ¢atlak bulunmamalr.

- Yagh veya yapiskan olmamalidir.

- 5 N’luk bir kuvvetle bastirilir. Bezin gizgileri
kalmamali.

- Bir hasar gériilmemelidir.

QA A (& a

Seyyar prizlerinin madde 22.2 gore belirtilmis olan tek
kontak 260t he ile kontak yapilarinin kontak basinci:

16.2

Mahfazalarda koruma derecesi saglanmalidir.

Olagan olanlar digindaki Fis/prizlerin mahfazalari
fig/prizin IP siniflandiriimasina uygun olarak, suyun
hasar veren girigine karsi koruma derecesini

saglamalidir.

16.2.1

Tehlikeli boliimlere ulagilabilmesine karg: ve kati yabanci
koruma saglanmalidir.

cisimlerin zarali etkilerine karsi

Figler ve prizler ve mahfazalarinda tehlikeli béliimlere
ulagilabilmesine kars1 ve kat1 yabanc cisimlerin zarali

etkilerine karsi koruma derecesi saglanmalidir.
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Bosaltim deligi olan cihazlar denet esnasinda agilir
herhangibi bir su birikimi incelemeyle gézlemlemlenir.

Prizler fis olmadan birlesme iginde test edilir. -

Figler tam birlesme iginde test edilir. -

Sabit prizler e

Seyyar prizler -

Ayni diizenek, su girisine baglh zarali etkilere karg1 aym
koruma derecesi ile
Numuneler IP deneyi yapildiktan sonra 5 dakkika iginde

baslanilan 17.2°deki belirtilen elektrik dayanimin -
deneyine dayanabilmeli

16.3 Neme Kars1 Dayanim

Fig/prizler, normal kullanilmalarinda ortaya gikabilen G
neme kars1 korunmusg olmalidir.

Uygunluk, igindeki havanin bagil nemi %91 ile %95
arasinda tutulan bir nemlendirme hiicresinde G
nemlendirme islemi ile kontrol edilir.

Deney numuneleri nemlendirme hiicresinde
-Olagan fig/prizler igin iki giin (48 saat) G

-Olagan olmayan fig/prziler i¢in yedi giin (168
saat)beklenir.

Bu iglemden sonra numunelerde bir hasar G
goriilmemelidir.

17 YALITKANLIK DiRENCi VE ELEKTRIK DAYANIMI

171 Yalitim direnci 500 V.d.c. ugulandiktan 1 dak. sonra
6lgtim yapihir Ekteki ¢izelge 17.17¢ bakiniz.

17.2 Elektriksel dayamim: deney gerilimi a.a. 1 dak uygulanir. | Ekteki gizelge 17.2"e bakiniz.

18 TOPRAKLAMA KONTAKLARININ CALISMASI

Topraklama kontaklarinin kontak basinci yeterli olmali G
ve normal kullanmada azalmamalidir.

Bu kurallara uygunluk Madde: 19 ve Madde:21 deki
deneylerle dogrulanir.

19 SICAKLIK ARTISI
Sicaklik Artigi Testi Ekteki ¢izelge 19’a bakimiz.

Sabit priz , belirtilmis en kiigiik boyutta pring kontak
gubugu kullanilarak denenir.

Sekil 44’de belirtilen boyutlara sahip baglant: uglar
bulunan figler her faz kontag: ve varsa topraklama
kontag ile deney yapilir.
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Sizdirmazlik bilesiklerinde sizint1 griilmemelidir. . --

Ortiiciilii prizlerde : ilgili kuvvetler uygulandiginda
mastarla gerilimli béliimlere dokunulamamalidir.

Sicaklik artig1 (Madde 19) Ekteki Cizelge 21°e bakin

Prizlerde-Elektriksel dayanim (Madde 17.2) Deney
gerilimi (a.a, 1 dak.)

Figlerin veya seyyar prizlerin kontak ¢ubuklarina
Madde: 14.2"ye gore deney yapilir.

22 FISLERIN CIKARTILMASI iCiN GEREKEN
KUVVET

Fig/Prizler, fisin kolayca sokulmasina ve gikartilmasina G
izin vermeli ve normal kullanmada fisin prizden
¢ikmasini engellemelidir.

22.1 En biiyiik gikartma kuvvetinin dogrulanmasi Ekteki Cizelge 22” ye bakin G
222 En kiiciik ¢1kartma kuvvetinin dogrulanmasi Ekteki Cizelge 22° ye bakin G

23 BUKULGEN KABLOLAR VE BAGLANTILARI

23.1 Sokiilebilir fis ve prizler bir kordon sikistirma diizeni ile
donatilmalidir,

Biikiilgen kablonun kilifi kordon sikistirma diizeni
iginde sikigtirilmahidir,

Sékiilemeyen fisler ve sokiilemeyen tasmabilir prizler
kablo yer degistirmemeli ve baglanti uclari fazla ==
gerilmemeli ve biikiilmemelidir.

Biikiilgen kablonun kilifi fis/prizin iginde kalmalidir. --
23.2 Cekme ve moment deneyi

Sokiilemeyen fig/prizler

Deney sonucunda: yer degistirme < 2 mm Ekteki Cizelge 23.2’e bakin -=

Elektriksel baglantilarda kopma olmamahdir. --
Sokiilebilen fig/prizler:

Deney sonucunda: yer degistirme < 2 mm -

iletken uglari baglanti uglari iginde Gnemsenecek kadar
yer degistirmemelidir.

16 Ampere kadar (dahil) sokiilebilen fig/prizlerde:

Cizelge 19°da gosterilen ilgili kablolarin takilmasina
uygun olmalidir.

Biikiilgen kablonun tipi; iletkenlerin sayisi ve beyan
Resit IO InIN") . vattonish ot i dotiemitiiot b daasnnd?

233 Sokiilemeyen fisler ve sokiilemeyen seyyar prizlerde
IEC 60227 veya 60IEC 245" e uygun biikiilgen kablolar
bulunmalidir.
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Madde

' Istenenler- Deneyler ]Ar;lklamalar

Sonug

245

Seyyar tekli prizler ve fisler(ellastomerik veya termoplastik malzeme):sikigtirma deneyi, 300

N’luk kuvvet 1dakika, sekil 8'deki aparatla a ve b pozisyo

nunda uygulanir.

Deney sonunda: hi¢ bir hasar goriilmemelidir. I

24.6

ent deneyi (1dakika)

Olagan olanlar disindaki fig/prizlerin vidali contalari mom
Deney cubuSu ¢api{im) ..o oo eeseeeesseob e

- Malzemenin tipi (metal / kaliplanmis).........................:

- Moment (Nm) ...................

Deney sonunda: contalarda ve numunelerin
mahfazalarinda bir hasar goriilmemelidir.

24.7

Yahtkan mansonla fig kontak gubuklarina sekil 23°de gésterilen cihazla 20000 hareket)

Deney sonunda: kontak gubuklarinda hasar
goriilmemeli , yalitkan manson delinmemeli ve

bursmamalidir.

248

Ortiiciisii bulunan prizlerde: Madde 21°deki normal galigtirma deneyine tutulacak

numunelere mekanik dayanim deneyi.

Girig deliklerinden birine értiicii iizerine 1 dakika siire ile
kuvvet uygulanir.( 40N /75 N) c.ocoovnvererann :

75N

|

Kontak ¢ubugu gerilimli béliimlerle temas etmemelidir.

Deney sonunda: bir hasar goriilmemelidir.

(2B K]

249

Coklu seyyar prizlerde Mekanik deney: Sekil 29°da gosterildigi gibi sekiz defa beton bir

zemin {izerine diisiiriiliir.

Sokiilebilen goklu prizler: Cizelge 3’de belirtilen en
kiigiik kesit alan: biikiilgen kablo baglanir.:

Deney sonucunda:hasar goriilmemeli, hig bir boliim
gevsememeli veya ayrilmamalidir.

IP>X0 korumal: fig/prizlere madde 16.2 ‘deki deney
tekrar uygulanmalidir

24.10

Figler figin kontak gubuklarinin girmesinin dogrulanmas i

¢in gekme deneyi

Her bir kontak gubuguna sira ile Cizelge 16’da verilen en
biiyiik gikarma kuvveti numune (70 £ 2) °C’deki
1sitma hiicresinde 1 saat siireyle bekletildikten sonra 1
dakika siireyle uygulamr

Deney sonunda: kontak cubuklari gévdeden 1 mm fazl
syolmaalidit .o bal b hasniadiiia b adnas

24.11

Duvara tespit etme diizenleri bulunan seyyar prizlerin bari

yerleri:

Kuvvet 10 s siire ile bir silindirik gubukla tasiyict duvar
yiizeyine uygulamir (Madde 22.1 Cizelge 16 daki en
biiyiik gikartma kuvvetinin 1,5 kati kuvvet uygulanir ....:

Cubuk engeli delmemelidir

24.12

Duvara tespit etme diizenleri bulunan seyyar prizler: (cekme deneyi)

Biikiilgen kablo tutucusunun kontrolii i¢in madde
23.2’de verilen kuvvetle 10 saniye gekme uygulanir. ...:

Deney sirasinda: duvara asma diizeni kirilmamalidir.

[EC60884 1C
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Madde

I Istenenler- Deneyler

Aciklamalar

Sonug

24.18

Sekil 35" e uygun mastar Sekil 36'da gosterildigi gibi
uygulanir (1 N): master | mm’ den daha fazla igeriye
girmemelidir.

24.19

deney tabi tutulur.

Seyyar prizlerin kenarliklar1 (20 + 2) N ve (25 + 5) °C de sekil 38 de gésterilen aparatlarla

Bir dakika sonra ve hala kenarliklar basing altindayken
boyutlart Standard ile belirtilmis deyerlere uygun olmali

Deney numine 90 ° 340t he34a34134n sonra tekrarlanir,

25

ISIYA DAYANIKLILIK

25.1

Deney numuneleri bir 1sitma dolabinda (100 + 2) °C sicaklikta 1 saat tutulur.

Deney sirasinda tekrar kullanimi olumsuz yonde
etkileyecek bir degisiklik goriilmemeli ve varsa
sizdirmazlik bilesigi akmamalidir.

Deneyden sonra

IEC 61032de belirtilen Bprobu ile SN’u gegmeyen bir
kuvvet uygulandiginda gerilimli béliimlere
erisilememelidir.

isaretlemeler okunabilir olmalidir.

25.2

Akim tagtyan boliimleri ve topraklama devresini
konumunda tutmak igin gerekli yahtkan malzemeden
béliimlere ,faz ve nétr kontak gubuklan girislerinin
etrafini gevreleyen 2 mm genisliginde malzemenin 6n
yiiziindeki boliimlere:bilyali basing deneyi(125 + 2)°C ‘da
1 saat uygulanir.

Ekteki gizelge 25.2°ye bakimz.

253

Akim tagiyan bliimleri ve topraklama devresini
konumunda tutmak igin gerekli olmayan yalitkan
malzemeden béliimlereve hatta bunlarla temasta olsalar
dahi: bilyali basing deneyi (1 Saat)

Ekteki ¢izelge 25.3e bakiniz

254

uygulanir,

Seyyar fig/prizlere $ekil 28’ de gosterilen cihaz ile sikistirma deneyi (20 N, 1 saat, 80°C)

Deney sonunda higbir hasar gériilmemelidir.

l

26

VIDALAR, AKIM TASIYAN BOLUMLER VE BAGLANTILAR

26.1

Baglantilar mekanik zorlamalara dayanmahdir.

Deformasyonla dig agan veya tesis edilme sirasinda
kullanilmalar1 amaglanan keserek dis agan vidalar
kullanilabilir.

Tesis edilme sirasinda kullanilmalari amaglanan keserek
dis agan vidalar diismemelidir.

Kontak basincini ileten vidalar veya somunlar metal
disler ile baglant: kurmalidir.

Deformasyonlu kismi moment deneyi:

Ekteki Cizelge 26.1’¢ bakin

26.2

Yalitkan malzemeden disler ile kavrama yapan ve
fis/prizin tesisi sirasinda kullanilan vidalarda vida oyugu

veya somun i¢ine tam ve dogru girmesi

[EC60884 1C
LAB-D-FR-36

Sayfa 34 / 48
/15.08.2014-0 B




@ DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 267732/ 08.15
HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY ~ AB-0001-T

TS IEC 60884-1
Madde ] Istenenler- Deneyler |Agikfamalar Sonug

Sekil 26’da gosterilen deney cihazi ile 120+5°C / 180+5°
deney sicakliginda 3 saat bekletilir.

Madde 30.4 deki darbe deneyi (kiitle 100 g, yiikseklik
1000 mm 4 darbe ) yalitkan mansonlar iizerinde ¢atlaklar -
olusmamali

28.2 Yiizeysel Kacaga Dayamkhlik

[P>XO0: koruma dereceli gerilimli béliimleri konumunda
tutan yalitkan malzemeden béliimler yiizeysel kagaklara -
karsi dayanikli olmalidir.

Yiizeysel kagaga dayaniklilik deneyi 175 V'da
IEC601122deki gézelti A ile Ekteki gizelge 28.2ye bakiniz.

29 PASLANMAYA KARSI DAYANIKLILIK
Demirli béliimler paslanmaya karsi korunmug olmalidir. | G
Deney biitiin yaglar uygun bir yag giderici ile temizlendikten sonra yapilir: 10 dakika siire
ile amonyum kloriiriin sudaki %10 ¢6zeltisinde, 1 0dakika (100 £ 5) °Csicaklikta nem ile G
doymus hava bulunan bir kutuda bekletilir:
Pas izi goriilmemelidir. | G

30 YALITKAN MANSONLU KONTAK CUBUKLARI iClN EK DENEYLER
30.1 Yiiksek Sicakhikta Basing Deneyi =
Sekil 41" de gosterilen aparatla,deney numuneleri gosterilen konumda,(200 + 5)°C sicaklikta 2 saat -
sireyle tutulur. Bigak aracilig ile uygulanacak kuvvet : 2,5 N
Olgiilen yalitimin kalinligi:deneyden nce (mm); deneyden sonra —
fmm) ......00 TTr 1. Pyl A, i) 3 pevbmte il reeeeain :
Olgiilen yalitim kalinhig1, deneyden dnce dlgiilen kalmligin -
%350 sinden daha az olmamalidir; yiizde defer (%) .oioeicecenc s
30.2 Statik Nemli Is: Deneyi

Ug deney numunesinden meydana gelen takima IEC 60068-2-30"a uygun iki nemli 1s1 gevrimi --
uygulanir,
Deneyden sonra:
Madde 17"deki yalitim direnci ve elektrik dayanim deneyi -
Madde: 24.7 deki agindirma deneyi --
30.3 Diisiik Sicaklikta Deney
Ug deney numunesinden meydana gelen takim  ---15 °C £2°C sicaklikta 24 saat bekletilir. -
Deneyden sonra:
Madde!7"deki yalitim direnci ve elektrik dayanim deneyi -
Madde 24.7"deki asindirma deneyi -
304 Diisiik Sicaklikta Darbe Deneyi
Deney numuneleri -15 °C +2°C sicaklikta 24 saat bekletilir. (kiitle 100 g, yiikseklik 100 mm) .Sekil -
30°da gésterilen cihazla numune 90°C déndiriilerek sira ile 4 darbe uygulanir.

Deneyden sonra : yalitkan mansonlarda gatlak gériilmemelidir. -
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12.3.10 TABLO: mekanik zorlama deneyi (vidasiz baglant: iglari)
beyan akimi(A) : P
cizelge 7 teki en kiigiik/en bilyiik kesit alam(mm?): it
Baglanti /sokiilme says (iletkene 1 iletken cinsi kesit alan (mm?) aciklamalar
dakika siireyle 30 N gekme kuvveti | rijit som / rijit rgiilii/biikillgen
uygulandiktan sonra iletken
| TABLO: sekil 11 deki aparatia
Kesit alam .[.I.etken jinfi. :lf (;]nm;n)a. iletkene asilacak
(mm?) ii:lgjllltl;?l:?lk ﬂr:Jg I:n ciz:lgl:e 9 v g::lre Cizelege 9 a gore Kiitle(kg) aciklamalar
Botlens meinest yukseklik H(mm)
ek bilgi
12.3.11 TABLO: Elektriksel ve i1s1l zorlamalara dayanim deneyi (vidasiz baglanti uglary)
Test a) rijit som iletkenin 1 saat tutulmas: deneyi
cizelge 10 a gore deney akimi(A): —
iletken anma kesit alani(mm?): —
Vidasiz baglant: ucu sayisi Gerilim diisiimii (Mv) Beklenen gerilim diisiimii (Mv)
1 <15
2 <15
3 <15
4 <15
5 <15
Testb) a deneyinde belirtilen baglant: 380t he38a uygulanan sicakhik ¢evirimi
cizelge 10 a gore deney akimi(A): 22A e
iletken anma kesit alan1 (mm?: 2.5 mm* —
izin verilen gerilim diigiimii (Mv): <22,5 Mv veya 24 iincii ¢evrim —
degeri
vidasiz baglanti uclan 1 2 3 4 5 aciklamalar

24. gcevrimden sonar gerilim diigiimii

48. cevrimden sonar gerilim diisiimii

72. cevrimden sonar gerilim diisiimii

96. cevrimden sonar gerilim diisiimii

120. cevrimden sonar gerilim diisiimii

IEC60884 1C
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S.kuvvet dogrultusunda gerilim
diisiimii(Mv)

6.kuvvet dogrultusunda gerilim
diigiimii(Mv)

7.kuvvet dogrultusunda gerilim
diisiimii(Mv)

8.kuvvet dogrultusunda gerilim
diigiimii(Mv)

9.kuvvet dogrultusunda gerilim
diigiimii(Mv)

10.kuvvet dogrultusunda gerilim
diigiimii(Mv)

11.kuvvet dogrultusunda gerilim
diisiimii(Mv)

12.kuvvet dogrultusunda gerilim
diigiimii(Mv)

ek bilgi

174 TABLO : (gizelge : yahtim direnci) |
madde 17.1 gl olgiilen(MQ) istenilen(MQ)
Deney geriliminin uygulandig: yer
e gire
a) Birbirine bagh biitiin kutuplarla gévde arasina >5 MQ >5 MQ

b) Sira ile her bir kutup ile figi takili durumdaki gévdeye bagh
digerleri

>5 MQ =5 MQ

EK bilgi:

172 TABLO: Cizelge: elektriksel dayamim deneyi

beyan gerilimi (V): 250V =

M Atlama/delinme
;nﬁ:::de 17.1e Deney geriliminin uygulandif yer Deney Gerilimi evethiayr)

a) Birbirine bagli biitiin kutuplarla gévde arasina 2000V Hayir

Sira ile her bir kutup ile fisi takili durumdaki govdeye bagl 2000V
digerleri

b) Hayir

Ek bilgi:
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Deney fisi( her tip icin ve soket| p
gikagimin beyan akimu igin) fisi( :.'::-yup Deney akimi e Ortiiciilii 6";?:::&:
Numune '9::;;:::“ “'ﬁ;n}{;{;‘ m'saylzl;:at;ec St:ukl:::g,'s" ssyls:r;llklm actklamalar
€ ngler
Pin boyutlar1 | Pin boyutlan bey;::i::u ” Eryericn gecerken
(mm) (mm)
No.1 ©4,84+0,06 19+0,2 275 20A - -- 100 -- G
No.2 ©4.8+0,06 19+0.2 275 20A -- - 100 -- G
No.3 ©4.,84+0,06 19+0,2 275 20A - - 100 -= G
Ek bilgi " sekil 43 te baslangi¢ noktas: 1 veya3 @ sekil 43 te baslangic noktas: 2
21 TABLO: normal ¢ahsma
fig/prizlerin beyan degerleri (A/V): 16A/ 250V i
fig/priz tipi (sokiilemeyen/sokiilebilen).................... .- Sokiilebilen -
biikiiigen kablo tipi(sokiilemeyen fis/priz) : - -
lletken sayisi ve anma kesit alami (mm?) (stkiilemeyen ak
fis/priz) : -
Cizelge 15 e gore anma kesit alani(mm?) (sdkiilebilen St
fig/priz)/iletken tipi:: 2,5 mm?
lletken cinsirijit som / rijit drgiilii/biikiilgen iletken —
(sokiilebilen fig/priz): Rijit som
vida anma ¢api(mm); 12.2.8 de belirtilen 3,37 mm/ 0,54Nm ==
momentin(Nm) 2/3 ii (sokiilebilen fis/priz):
deney hizi(dakikadaki strok sayisi): 30 strok S
Deney fisi( her tip igin ve soket Ortiiciisiiz
gikistmin beyan akim icin) Deney | Deney akimu Ortiiciilii Strok G'S'tt?_ztm
y gerilimi | (cizelge 20) | SOK | Strok sayisi- [sayisi- akim s
Numune : o (V) (V) |cos 908 (A) ?t}:i:::‘:::: akim @ 2 y a
Sehiinad bosluklar gegerken segerken gegemezken
(mm) (mm)
No.1 ©4.8+0.06 19+0,2 250 16A -- -- 10000 - G
No.2 ©4.,8+0.06 19+0,2 250 16A -- - 10000 -- G
No.3 04.8+0,06 19+0,2 250 16A -- -- 10000 - G
TABLO: Ortiiciilii prizler igin deneyler
Sekil 9 daki mastar yaklagik olarak 5 sn Sekil 10 daki gelik mastar yaklasik
Numune siiresince 20 N kuvvetinde ardi ardina ii¢ | olarak 5 sn siiresince 1 N kuvvetinde ii¢
dogrultuda uygulanir dogrultuda uygulanir
No.1 Evet Evet G
No.2 Evet Evet G
No.3 Evet Evet G
19 TABLO: sicaklik artis deneyi
Izin verilen
. Deney devresi 1 saat sure ile belirtilen Olgiilen sicaklik S
N (L-L/L-N/L-E) deney akimi(gizelge 20) (A) smaklllag)eglslml
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232 TABLO: ¢ekme ve moment deneyi
fig/priz lerin kesme kapasitesi (A):: =
fig/priz tipi (sokiilemeyen/sokiilebilen: —

gizelge 17 e gore en kiigiik/en biiyiik kesit alani(mm?) S
(sokiilebilen fis/priz):

iletkenin anma ¢apy; gizelge 6 de belirtilen momentin =
2/3 ii (sokiilebilen fis/priz):

cizelge 18 de
lletken sayisi ve belirtilen 1 Yer
model Bﬂklil%ieni kablo anma kesit 100 defa dakika siireyle | degistirme
P alani(mm?) ¢cekme(N) uygulanan (mm)
moment (Nm)
24.1 TABLO: darbe deneyi
Cizelge 21 e gire I :
mahfazalarin darbe e us:'dlzlkl S Disme yiiksekligi(mm) yorumlar
uygulanacak boliimleri(A, " it
B,C,D)

A 5 darbe 100 mm G

B 4 darbe 100 mm G
ek bilgi
252 TABLO: yahtkan malzemelere bilye basing deneyi uygulanmast

miisade edilen oyuk ¢api(mm) : <2 mm —

uk ¢api (mm)

deney uygulanan parca deney sicakhgi(°C) s
Akim tagtyan ve top. Kon. Sabit tutan kisim 125+2 0.836
Girig deliginin 2mm cevresi 125+2 1,032
25.3 TABLO: yahtkan malzemelere bilye basing deneyi uygulanmas:

miisade edilen oyuk ¢api(mm) :: —

D dene
deney uygulanan parca Sicakhis (O{:} Oyuk ¢api (mm)
Dis plastik aksam T0%2 0,534
ek bilgi
(70 + 2) °C/ (40 £ 2) °C + madde 19 a gore deney siiresince en biiyiik s1 kit
¥ § La¥
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Kullanilan deney cihaz listesi

Madde Ol¢me ve Deney Olcﬁ‘:luzjl?:::l:r?::esﬁri - Kullanilan Arahk
Boyutlarin kontrolii Dijital Kumpas,mastar
9 Dimensional measurement S.N.:03005495 S.N:16400103015 0—150 mm
Elektrik Carpmasina Kargi Koruma Deney Parmaklari ve Sekil 13 de ki Deney
10 Protection against electric shock Pini, Etiiv
Mastar 37020726, 370202727, IN — 100N, 0°C - 250°C
37020Z41, 37020235
Topraklama diizeni Kikusui T056210 0-250 mQ
1 Provision for earthing S.N:TE002268 0-60 A
Baglanti uglan CEDAR DID4 0-4Nm
12 Terminals S.N:71161
Vidasiz Baglanti uglari APS081205,APS081204
12.3 Conductor deﬂecting test =
Yapilis kurallan Etiiv FN 500 1l &
13,14 Constructional requirements S.N.: 301160119775 0°C-250°C
Yaslanmaya,zararli su girisine ve neme karsi | Etay FN 500 S.N.: 301160119775 0°C -250°C
16 dayanmklilik iklimlendirme kabini Angelantoni UC9- -10°C / +60°C
Resistance to ageing, to harmful ingress of 10+60 S.N:37020 K030 30% /95% Rh
water and to humidity WEISS TECHNIK ST 1800-U Max load 50 Kg 20 mbar
FRIBORG 6100 0-10 bar 100 It
1/6.3 mm-2/12.5 mm
Yahtim direnci ve elektriksel dayanim MEGGER MIT520 100-500-1000V
17 Insulation resistance and electric strength 071007/1497 10Kohm — I'Tohm
HIOKI 3153 05500 V
Sicaklik artisi deneyi MATES 0-80A
19 Temperature-rise test 081104
CIE 305 CIE 306
37020 H13 37020 H14 -50°C /1300 °C
Kesme kapasitesi EMS ULS-2008 0-30 A, 200V - 275V
20 Making and breaking capacity tests specified | 2008-01 0.30 - 0.95 cosp
according ot he ratings APS 081130 APS 081128 0°C -250°C
Normal galigma EMS ULS-2008 0-30 A, 200V - 275V
21 Normal operation, tests specified according 2008-01 0.30 - 0.95 cosd
ot he ratings APS 081130 APS 081128 0°C-250°C
Mekanik dayanim Tumbling barrel Friborg 5100 -
24 Mechanical strength 37020 YS5
Pendulum Impact Hammer Friborg 5950
970013-08
Torkmetre, CEDAR DID-4 0-4 Nm
S.N:71161
Istya dayaniklilik Etiiv NUVE FN 500 S.N:301160197775 0°C-250°C
25 Resistance to heat, treatments according to Etiiv Panasonic MOV212F-PE 12050017
test specifications Friborg Diameter : Smm / 20 N
Vidalar akim tagiyan béliimler ve baglantilar | Torkmetre CEDAR DID-4 0-4 Nm
2% Screws, current carrying parts and S.N:71161
connections
Yiizeysel kagak yolu uzunluklan ve yalitma Friborg 37020 Z29 1-15-2-25-3-35-4
27 araliklan -45-5-55-6-65-7-
Creepage distances, clearances 75-8-85-9-95-10
mm
Yalitkan malzemenin olagan dis1 EMS GW -2013 0-960 °C K Type
28 1stya,yanmaya ve yiizeysel kagaklara Thermocouple
daygmkhhg: ] ) i 0-1000V tracking test
Resistance of insulating material to abnormal
heat, to fire and to tracking
Paslanmaya Karg: dayaniklilik Etiiv NUVE FN 500 S.N:301160197775 0°C-250°C
29 Resistance to rusting, treatment iklimlendirme kabini Angelantoni UC9- 30% /95% Rh
10+60 S.N:37020 K030 300 °C
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@ DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 267732/ 08.15

HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY AB-0001-T

SONUC : Elektroteknik Sektorii Miidiirliigii'niin 01.07.2015 tarih ve 979865,979899 inceleme numarali
“Inceleme Tutanag ve Deney Talep Formu™ ekinde gonderilen “NILSON" markali, Tip Ref.: Tablo 1 olan
16A, 250V, normal ve arttirismis korumali, drtiiciilii ve Ortiiclisiiz, sivaalti, A tasarimli, vidali baglantily, iki
kutuplu, yan topraklama kontakl priz numuneleri iizerinde TS IEC 60884-1(Haziran 2007)/T S40(Kasim
1997) National‘e gére yapilan muayene ve deneylerden OLUMLU sonug alinmustir.

NUMUNELER iLGIiLi STANDARDA UYGUNDUR.

is bu rapor 27.08.2015 tarihinde 48 sayfa ve 3 niisha olarak diizenlenmistir.

Bu rapor sadece deneyi yapilan bu numune icin gecerlidir.
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